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PPVI/PMUネスト内部電源の劣化診断のご案内 

弊社へ修理依頼されたPPVI/PMUネストの故障原因は、ほぼすべてがネスト内部の電源ユニット
の故障によるものです。 

PPVI/PMUネストの故障について 

PPVI/PMUネストの内部電源ユニットの劣化による修理のご依頼が、近年増加しております。 
予防保全の観点から内部電源ユニットの劣化診断をご提案いたします。 

オーバーホールが寿命故障を防ぎ 
長期間、安全・安心にテスタを使用できる。 

OH実施 
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また、PPVI/PMUネストには、電源ユニットが6台搭載されており、そのため故障したユニットの修理
だけでは充分でなく、散発的な故障を防ぐためにも、すべての電源ユニットのオーバーホールを実施
することをお勧めいたします。 

 ネスト内部の電源ユニットに寿命故障が発生 

左のグラフは、弊社で修理したネストの納入から故障までの
年数の分布を表したグラフです。 
このグラフから、故障は7年以上に集中し、電源ユニットの 
寿命故障が発生していると判断されます。 
 
内部の電源ユニットの部品が寿命を迎えると、電源出力 
が不安定になる、または出力が停止するため、アラーム 
が発生し、テスタがダウンします。 
その結果、原因の切り分けや復旧に多大な時間がかかり 
テスタの稼働率に大きな影響を及ぼします。 

寿命故障域 

故障頻度と使用年数の関係 

定期的なオーバーホールが必要 

電源ユニットは、有寿命部品（電解コンデンサなど）を搭載しており、長期間、安全に稼働させるため
には、適切な時期にオーバーホールを実施し、寿命による故障率の増大を防ぐことが必要です。 
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PPVI/PMUネスト内部電源の劣化診断について 

 定量的に劣化状況の判断 

現状のカード構成、または、負荷を最大にし、デジタルマルチメータで電源ユニットの出力を測定し、
リップル電圧の値で劣化状況を評価いたします。 
リップル電圧とは、直流電圧の上に重畳された、交流成分を表します。交流を直流に平滑する過程
で発生し、一般的には少ないほど良いとされ、劣化によりリップル電圧が増大いたします。 
尚、リップル電圧値は電源の劣化状況を評価する代表的な指標ですが、その値に関わらず、ネスト
の使用年数が7年を超えていた場合は、電源のオーバーホールをお勧めいたします。 

PPVI/PMUネスト内部の電源ユニットの劣化状況を、定量的に診断いたします。 
その結果、オーバーホールが必要かどうかご提案させていただきます。 

劣化し故障した電源ユニットの一例 

リップル電圧 
P-P：   620mV 
実効値：180mV 

リップル電圧 
P-P：   8mV 
実効値：1mV 

正常な電源ユニットの一例 

リップル電圧値を測定 

時間 

電圧 

 劣化診断の実施について 

上記の波形は参考であり、今回ご案内の劣化診断では波形の測定は実施いたしません。 

劣化診断は、お客様の了解を得たうえで実施したします。 
診断の結果は、SR（作業報告書）に記載いたします。 
作業時間は1時間程度となり、移設時の立上げや点検・校正時など、他の出張作業と同時に実施する
ことをお勧めします。 
 

 対象機器 

TS1000系テスタ、TS6000系テスタ、AL9740/TS6000Hテスタの設計変更型PPVI/PMUネストになります。 
 
見分け方につきましては、弊社までお問い合わせお願いします。 
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